Nazwa i adres wykonawcy

Spektrofluorymetr do pomiaréw fotoluminescencji stacjonarnej oraz czasow

Zatgcznik nr 3 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO SPRZETU

ZADANIE NR 1

zaniku fosforescencji.
(wypetnié jesli dotyczy)

L.p. Nazwa Specyfikacja
1. Producent i model:
2. Metoda pomiaru:
2.a zliczanie pojedynczych fotondéw (tak/nie)
metoda wielokanatowego skalowania
2.b .
(tak/nie)
2.C skanowanie spektralne (tak/nie)
3 Zrédta promieniowania
3 bezozonowa lampa ksenonowa pracy
.a : X ;
ciggtej (tak/nie)
3.a (i) Moc (W)
3. a (ii) Zakres oferowany przez lampe (nm)
3. a (iii) konfiguracja eliptyczna off-axis (tak/nie)
wyswietlacz LCD dla wartosci mocy,
3. a (iv) napiecia, pradu oraz tqcznego czasu pracy
(tak/nie)
optyka do podtaczenia laserow za ztaczem
3.b $swiattowodowym z wprowadzeniem
wiazki do przedziatu probek (tak/nie)
4 Optyka spektrofluorymetru
4. a Uktad optyczny w torze wzbudzenia
4. a (i) Typ monochromatora

4. a (ii)

Oferowany zakres spektralny (nm)




maksymalna szybkos$¢ przesuwu

4. a (i) monochromatora (nm/s)
4. a (iv) dyspersja monochromatora (nm/mm)
4. a (v) apertura numeryczna
4. a (vi) automatyczna szcz_ellna regulowana w
zakresie (nm)
4. a (vii) minimalny krok monochromatora (nm)
4. a (viii) doktadnos$¢ monochromatora (nm)
4. b Uktad optyczny w torze emisji
4. b (i) Typ monochromatora
4. b (ii) Oferowany zakres spektralny (nm)
maksymalna szybkos¢ przesuwu
4. b (iii)
monochromatora (nm/s)
4. b (iv) dyspersja monochromatora (nm/mm)
4. b (v) apertura numeryczna
4. b (vi) automatyczna szcz_elma regulowana w
zakresie (nm)
4. b (vii) minimalny krok monochromatora (nm)
4, b (viii) doktadnos$¢ monochromatora (nm)
4. c Przedziat probek
4, c (i) objeto$¢ wewnetrzna przedziatu préobek
5 Detektory
5 3 fotopowielacz dziatajacy w uktadzie
) zliczania pojedynczych fotondéw (tak/nie)
. Chtodzony termoelektrycznie -
5.a (i)
temperatura pracy
5. a (ii) Poziom pradu ciemnego
5.a (iii) Spektralny zakres pracy (nm)
5.a (iv) odpowiedz detektora (ps)
5.b Detektor referencyjny (tak/nie)
5.b (i) wysokostabilna fotodioda krzemowa (nm)
Modut rejestrujacy - metoda wielokanatowego skalowania
6.
(MCS)
6.a Ilos$¢ kanatow dla MCS
6.b Rozdzielczo$¢ czasowa uktadu dla MCS

(ns)




7 Wyposazenie
Przystawka do pomiaréw w kuwetach

7.a (tak/nie)

7.b Przystawka typu "front face" (tak/nie)

ZADANIE NR 2

System do pomiarow VSM (Vibrating Sample Magnetometry) - zestaw

(wypetni¢ jesli dotyczy)

L.p. Nazwa Specyfikacja
1. Producent i model:
mozliwos$¢ prowadzenia pomiaréw statycznego
2. momentu magnetycznego zaréwno w funkcji
temperatury jak i pola magnetycznego (tak/nie)
Zakres temperatur nominalnych dla pomiaréw w
3. i
urzadzeniu rozbudowanym (K)
4 mozliwo$¢ prowadzenia pomiaréw w polach
) magnetycznych do 14 T (tak/nie)
uchwyty probek o stabej odpowiedzi
magnetycznej umozliwiajgce pomiar prébek o
5. roznych rozmiarach i morfologiach (prébki lite,
probki o nieregularnych ksztattach, w tym
proszki, cienkie warstwy) (tak/nie)
6 mozliwos$¢ pomiaru temperatury wewnatrz cewki
) pomiarowe]j (tak/nie)
v, Srednica otworu w cewce pomiarowej (mm)
8 poziom szuméw w temperaturze pokojowej
) rzedu (emu)
9 czuto$¢ pomiarow (%)
10 maksymalny mierzony moment (emu/mm)
11 zakres czestotliwosci oscylacji (Hz)
12 zakres amplitudy oscylacji (mm)
13 doktadnos$¢ centrowania préobki (mm)

ZADANIE NR 3

Piec do homogenizacji probek z zestawem elementéw do pieca

(wypetni¢ jesli dotyczy)




L.p. Nazwa Specyfikacja
1. Producent i model:
2. Ilos¢ stref grzewczych
3. Maksymalna osiggalna temperatura (°C)
4, Maksymalna temperatura pracy ciagtej (°C)
5. Dtugosci strefy grzewczej (mm)
6. Czas dogrzania (min)
7. Dtugos¢ strefy statej temperatury +/-6 © C (mm)
8. Maksymalna moc (W)
ZADANIE NR 4
Miynek kulowy do mielenia probek z naczyniami
(wypetnic jesli dotyczy)
L.p. Nazwa Specyfikacja
1. Producent i model:
2. Wielko$¢ materiatu wejsciowego (mm)
3. Wielko$¢ materiatu wyjsciowego (um)
4 Maksymalna objeto$¢ materiatu wejsciowego
' (ml)
5. Liczba stanowisk
6. Typowy czas mielenia (min)
7. Mielenie suche (tak/nie)
8. Mielenie mokre (tak/nie)
9. Mielenie kriogeniczne (tak/nie)
10 Zakres objetosci naczyn mielgcych do
" | zamontowania w miynku (ml)
11. Maksymalny pobor mocy (W)

ZADANIE NR 5
Stoliki z kontrolag temperatury do spektrometru i mikroskopu wraz z

wyposazeniem
(wypetnié jesli dotyczy)




L.p. Nazwa Specyfikacja
1. Producent i model (komponent nr 1):
Komponent nr 1:
2. Stolik temperaturowy do spektrometru Nicolet iS50 bedacy w
posiadaniu Zamawiajacego
2a Zakres temperatur (°C)
Powierzchnia robocza srebrnego bloku grzewczo-
2.b.
chtodzacego (mm)
2.c Zakres szybkosci grzania (°C/min)
2.4, | Stabilnos¢ temperatury (°C)
2e Zakres przesuwu prébki X,Y (mm)
tadowanie prébek z boku bez koniecznosci
2.f. . ' .
zdejmowania pokrywy (tak/nie)
5 Komora gazoszczelna z szybkoztgczkami do
‘9 | kontroli atmosfery otoczenia prébki (tak/nie)
Sensor temperatury: opornosciowy PT100
2.h. .
(tak/nie)
Bezposrednie wprowadzanie medium
2.i. chtodzgcego do bloku grzewczo-chtodzacego
(tak/nie)
2.] Przeswit (mm)
2 Kk Pojemnos$¢ dewara na ciekty azot (I)
3 Producent i model (komponent nr 2):
Komponent nr 2:
4, Stolik temperaturowy do pomiaréw DSC w potaczeniu z mikroskopia
optyczna
4 Zakres temperatur (°C)
.a
4.b Zakres szybkosci grzania (°C/min)
4.c | Stabilno$¢ temperaturowa (°C)
4.4 Dokfadnos$¢ pomiaru ciepta (mW)
2 pozycje w celi pomiarowej stolika - na probke i
4.e | odnos$nik wraz z powierzchniowymi sensorami

temperatury w tych pozycjach (tak/nie)

Data:

..................... 2020 r.




